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FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 22F: Power electronics for electrical 
transmission and distribution systems, of IEC technical committee 22: Power electronic 
systems and equipment. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

22F/409/CDV 22F/418A/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

_____________ 

 

2 Normative references 

Replace reference "IEC 60071-1:2006, Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, 
principles and rules" by 

"IEC 60071-1:2006, Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules 
IEC 60071-1:2006/AMD1:2010" 

Replace, in the last reference, "IEC 60700-1:2008" by "IEC 60700-1:2015". 

4.2.6 Optional tests 

Replace, in the existing paragraph, the text "operational tests specified in 4.2.2" by 
"operational tests specified in 4.2.3". 

4.4.1.1 Dielectric test objects 

Delete, in the first paragraph, the last sentence. 
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4.5 Permissible component failures during type testing 

Replace, in the third paragraph, the text "(see 4.4.1b) in IEC 60700-1, Amendment 1)" by 
"(see 4.4.2 b) in IEC 60700-1:2015)". 

Table 2 – Number of thyristor levels permitted to fail during type tests 

Replace, in the third row of the first column, "34 < n < 68" by "34 ≤ n < 68". 

Replace, in the fourth row of the first column, "68 < n < 101" by "68 ≤ n < 101". 

5.1.2.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

5.1.3.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

5.2.2.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

5.2.3.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

5.3.2.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.2" by "See 4.2.2.3". 

5.3.3.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.2" by "See 4.2.2.3". 

6.1.2.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

6.1.3.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

6.2.2.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

6.2.3.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.1" by "See 4.2.2.2". 

6.3.2.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.2" by "See 4.2.2.3". 

6.3.3.1 Objectives 

Replace "See 4.2.2.2" by "See 4.2.2.3". 
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7.2.2 Switching impulse test 

Replace, in the first paragraph, the text "5.3.3.1 and 6.3.2.1, respectively" by "5.3.3 and 6.3.3, 
respectively". 

10.2.1  Objectives 

Replace, in the note, the words "overcurrent test" by "overcurrent tests". 

10.2.2 Test values and waveshapes 

b) Valve with no protection provided 

Replace, in the key to the equation, modified by IEC 61954:2011/AMD1:2013, the text "is the 
switching impulse prospective voltage level according to IEC 60071-1, Table 3, or as 
determined by insulation coordination studies" by "is the switching impulse as determined by 
insulation coordination studies". 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS  

Le présent amendement  a été préparé par le sous-comité 22F: Electronique de puissance 
pour les réseaux électriques de transport et de distribution, du comité technique 22 de l'IEC: 
Systèmes et équipements électroniques de puissance. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants 

CDV Rapport de vote 

22F/409/CDV 22F/418A/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet Amendement.  

Le comité a décidé que le contenu du présent Amendement ainsi que la publication de base 
ne seront pas modifiés avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

 

_____________ 

 

2 Références normatives 

Remplacer la référence " IEC 60071-1:2006, Coordination de l'isolement – Partie 1: 
Définitions, principes et règles" par  

"IEC 60071-1:2006, Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles 
IEC 60071-1:2006/AMD1:2010 

Remplacer, dans la dernière référence, "IEC 60700-1:2008" par "IEC 60700-1:2015". 

4.2.6 Essais facultatifs 

Remplacer, dans l'alinéa existant, le texte " les essais opérationnels spécifiés en 4.2.2" par 
"les essais opérationnels spécifiés en 4.2.3". 

4.4.1.1 Objets d’essais diélectriques 

Supprimer, dans le premier alinéa, la dernière phrase. 

4.5 Défaillances de composant admissibles au cours des essais de type 

Remplacer, dans le troisième paragraphe, le texte "(voir 4.4.1b) dans la CEI 60700-1, 
Amendement 1)" par "(voir 4.4.2 b) dans l'IEC 60700-1:2015)". 
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Tableau 2 – Nombre de niveaux de thyristors pouvant être défectueux au cours des 
essais de type 

Remplacer, à la troisième ligne de la première colonne, "34 < n < 68" par "34 ≤ n < 68". 

Remplacer, à la quatrième ligne de la première colonne, "68 < n < 101" par "68 ≤ n < 101". 

5.1.2.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

5.1.3.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

5.2.2.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par  "Voir 4.2.2.2". 

5.2.3.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

5.3.2.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.2" par "Voir 4.2.2.3". 

5.3.3.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.2" par "Voir 4.2.2.3". 

6.1.2.1 Objectifs 

Remplacer " Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

6.1.3.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

6.2.2.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

6.2.3.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.1" par "Voir 4.2.2.2". 

6.3.2.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.2" par "Voir 4.2.2.3". 

6.3.3.1 Objectifs 

Remplacer "Voir 4.2.2.2" par "Voir 4.2.2.3". 

7.2.2 Essai de tension de choc de manœuvre 

Remplacer, dans le premier alinéa, le texte "voir 5.3.3.1" par "voir 5.3.3", et le texte "voir 
6.3.2.1" par "voir 6.3.3". 
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